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Technické parametry - podminky

RIFT - pristrojové vybaveni etapa 2 - II.

Cést VZ: 3 - Diagnostické centrum pro typizaci pokozky

hodnota parametru
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g ndzev parametru miinialnf nabizens ticastnikem | Podminka
= zadavatelem el
~ 5 ; zadavaciho fizeni
pozadovani
Stanoveni koznich parametra podminka
i Zarizeni ]?m smnovem" koznich p.ammemi'a\nalyzuje pokozku ruznymi typy sond, dle ANO ANO odtatnica
nastavenych parametrii a charakteru pokozky
Sondy jsou pripojitelné k zakladni jednotce a to minimdlné 10 sond soucasnd, kterd je
2 |dale pfipojitelnd k pocitaci a pomoci SW obsluhuje jednotlivé sondy a zpracovava ANO ANO podminka
ziskané vysledky
Soucasti zafizeni je analyzator kozniho mazu pracujici na fotometrickém principu
8 o . ; 2 3 sl Ll ANO ANO podminka
stanovujici absolutni hodnotu mazu na em” v
4 |Napajeni 230 V ANO ANO podminka
Soucasti zafizeni jsou sondy pro: pod;nmka
5 | sllanovem' e\'aporase z po\'rc'hu ku?f, kterd pracuje na principu gradientu tenze vodni ANO ANO podminta;
pary na povrchu kuze — oznacované jako TEWL . f
- slanoveni evaporace in vitro pomoci Franzovych komurek o vnitfnim praméru min.
6 |15 mm s rozliSenim relativni vihkosti nejméné 0,1 % RH a rozlisenim teploty nejméne ANO ANO podminka
0;1:9C.
- stanoveni hydratace povrchu kuZe na principu kapacitance dielektrického média o
7 p oo eh o e % el ) . ANO ANO
snimané ploSe nejménc 40 mm’*, o méFici frekvenci v rozsahu nejméné 0,9-1,2 MHz.
8 |- stanoveni teploty povrchu kiize na principu infracervené termometrie. ANO ANO
Stanoveni topografie kozniho povrchu (sestava zafizeni se skldda z nize uvedenych éasti)
9  |Kamera ¢.1 obsahuijici ¢erno-bily CMOS senzor ANO ANO
o 5 min. 1280x1024
10 |- rozliseni - ANO
pixel
min. 380-395 nm
11 |- rozsah UVA iluminace s maximem pfi ANO
387 nm
12 |- pripojitelnost k PC pres USB rozhrani ANO ANO
13 |- souéasti je SW pro vyhodnocovani zaznamu ANO ANO
14 |Kamera ¢.2 pro monitoring ticinnosti komedogennich a komedolytickych pripravku ANO ANO
" 5.0 07 min. 2560x1920
15 |-barevné rozliseni I ANO
S St pixela |
16 |- snimana plocha min. 8x6 mm ANO
17 |- LED osvétleni ANO ANO
18 |- vakuova vyvéva k dosazeni nejméné 95% vakua ANO ANO
19 |- pripojitelnost k PC pres USB rozhrani ANO ANO
20 |- soucasti je SW pro vyhodnocovani zaznamu ANO ANO
21 |Kamera é3 ANO ANO
in. 1280x1024
22 |- barevné rozliSeni un ) \ ANO
pixelu
sah min. 375-
23 |- LED zdroj UVA svétla roesan min. ANO
385 nm
24 |- snimana plocha min. 6x8 mm ANO
25 |- pripojitelnost k PC pies USB rozhrani ANO ANO
26 |- soucasti je SW pro vyhodnocovani zaznamu ANO ANO podmil ka
27 |Notebook ANO ANO podminka.
in. 1920x1080 Fr e
28 |- rozliSeni mn: oS ANO bk
__pixela
29 |- velikost obrazovky min. 17 palcu ANO podminka
30 |- kapacita SSD disku min. 240 GB ANO podminka
31 |- operaéni pamét min. 4 GB ANO podminka
32 |- CD/DVD mechanika ANO ANO N pudrhl'hka
33 |- USB porty min. 4 porty ANO podminka
34 [Napajeni sestavy je 230 V ANO ANO - podminka




EROPSA UNE m
Evogant MAnrdel 0 ivastiy foasy Ty
Goarati pragre Vb vyect o visk hvind

Technické parametry - hodnoceni
RIFT - pristrojové vybaveni etapa 2 - 1.

Cast VZ: 3 - Diagnostické centrum pro typizaci pokozky
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1 | Z3Madni jednotka umoZiiuie phipojeni vice sond k| min 10sond 100 2

5|V plond velikost snimand plochy u polozky “sonda pro stanoveni hydrstace | i s j—
povrchu kitZe na principu kapacitance dielektrického media
Vy i frehvendni rozsah u poloZhy "sonda pro stanoveni hydratace povrchu kize

3 [na princpu kapacitance diclektrického média™ (nesbytng rozsah 09-12MHz = | MHz | min 03 MHz 100 09-12M1x
minhodnota parametru 0,3 MH2)*

4 [V misont kst polozhy: sonds prostanosen evaporsce n vitro I o -
pomoc Franzovych komisrek

s roaliendteploty u polozky s pro stanoveni evaporace insitro pomeci | (L s o
Franzovych homitreh
Vyssi rosliseni u poloZky - Sestava pro stanoveni lopograic kozniho povrchu” - X X )

6 < = 1310720 15,00 1310720 pi
bamera &1 (vice neZ 1250°1024 = 1250 * 1024 = 1310720 pis)** L - L Ea
Vési méfens plocha u polozky * Sestava pro stanoveni topografie kozniho o "

7 e P e Ao frm wiin-48 mm 100% 114 mm2
povrehu'= kamera £2 (vice neZ 63 § mm = b x 8= 48 mm’)'™"
Vysi rozlisent u polosky ~ Sestava pro stanoveni topografie kozniho povrchu® - )

8 N 2 1310720 pi 15,00 491521 \
hamera €3 (vice nez 1258071024 = 125001024 = 1310720 pin)** L | min m 00 pi
Vétsi mérens plocha u polozky * Sestava pro stanoveni topografic kozniho R

9 ! i 1 : m’® min 48 mm2 100 51,2mm2
povrchu” = kamera &3 (vice neZ 6 x S mm - 63 8 - 48 mm’)** |

|

Jo [Momost derinteken povech sond. keré pichsiii do syk s ki stkatolovsmi | (o e | o STLY -
dezinfekénimi prostiedky na bazi etanolu, nikoli pouze izopropanolem |

* vypocet hodnocencho parametru: hodnota=nmax. hoduota frekoenéniha mzsahi - min haduota frekeenéniha rozsa 100,0%

** vypocet hodnoceného parametru: hodnota = rozliseni * rozlis:

*=* vyipotet hodnoceného parametru: lidnata = rozmér x rozniér

Metodika hodnoceni pro kritéria 1,2,3 a 6 az 9 (nejvyhodnéjsi nabidka ma nejvyssi hodnotu):

100*(hodnota parametru hodnocené nabidky / hodnota parametru nejvyhodnéjéi nabidky)*viha.
Metodika hodnoceni pro kritéria 4 a 5 (nejvyhodnéjsi nabidka md nejnizsi hodnotu):

100° (hodnota parametru nejvyhodngjsi nabidky / hodnola parametru hodnocenc nabidhky)'viha
Metodika hodnoceni kritéria 10:

hodnoti s pouze, zda nabizena dodavka zafizeni zahmuje/splituje dany parametr

I:ldnplm' ucastnik zadavaciho fizeni




